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Resumo
Com a constante redução das dimensões dos transistores dos circuitos integrados CMOS, torna-se cada vez mais importante considerar o consumo estático na avaliação de potência. Nas tecnologias micrométricas, esse consumo era insignificante comparado à potência total. Porém, com a miniaturização, o consumo estático começou a se tornar cada vez mais significativo na potência dissipada pelo circuito. A corrente estática é a energia que flui entre os terminais de alimentação do circuito quando o sistema não está realizando nenhuma operação. Em outras palavras, é a corrente quando as entradas do circuito são constantes, originando uma componente que chamamos de potência estática. Para medirmos a potência estática, aplicam-se sinais estáticos ao circuito para que nenhuma transição de sinal ocorra. Para medirmos a potência estática em um circuito com “n” entradas são necessárias “2n” simulações. Desta forma são computadas todas as possíveis combinações de entrada do circuito. Este trabalho tem como objetivo automatizar a caracterização do consumo de potência estática em portas lógicas CMOS. Para realizar essa caracterização, são necessárias diversas simulações elétricas para medir as correntes estáticas considerando todas as combinações dos sinais de entrada. São parâmetros de entrada da ferramenta a tecnologia, a tensão de alimentação e o circuito que descreve a porta lógica. Automaticamente a ferramenta gera a combinação de sinais e as definições de medidas necessárias para obtenção das correntes estáticas da porta lógica. Com essa ferramenta, espera-se que a geração dos dados referentes à potência estática seja feita de maneira otimizada, facilitando a análise destes em qualquer porta lógica CMOS.
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